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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Способ измерения толщины отложений парафина в трубе или перерабатывающем оборудовании,
через которые проходит поток углеводородов, содержащий следующие этапы: выполнение первого
измерения температуры выше по потоку и ниже по потоку секции трубы, приложение короткого
теплового импульса к секции трубы, который не освобождает отложений, выполнение второго
измерения температуры выше по потоку и ниже по потоку секции трубы и расчет толщины
отложений по изменению разности температур между первым и вторым измерениями температуры.
Устройство для измерения толщины отложений парафина в трубе или перерабатывающем
оборудовании, через которые проходит поток углеводородов, содержащее датчики температуры
для выполнения первого измерения температуры выше по потоку и ниже по потоку секции
трубы, нагреватель для приложение короткого теплового импульса к секции трубы, который не
освобождает отложений, при этом датчики температуры приспособлены также для выполнения
второго измерения температуры выше по потоку и ниже по потоку секции трубы после приложения
указанного теплового импульса, и компьютер для расчета толщины отложений по изменению
разности температур между первым и вторым измерениями температуры.
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